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ASIGNATURAS COKRSLATIVAS:

Parte A

THORIA
1.

Introduccidn

Concepto de rsd cristalina. Indices de Miller, Red reciproca,
concepto slemental, Anadlisis ds redes reciprocas planas. Ley

de Bragz y su expresidn en términos del vactor del aspacio
reciproco, “xprasidén da la diferencia da fase antre centros
difusores en funcidn desl vector 5. Amplitad resultante para cen-
troeg difusores discretos y distribuciones continuas ds la materia,
Factor de scattering atomico. Su interpretacidn como transformada
de Fourisr do la densidad electronica, Obtencidn de la expresidn
gonoral de la intensidad difractada por centros discretos y por
distribuciones continuas. Andlisis de un par de centros difusores,
casos particulares y expresion genaral en funcidon del vector S. Ana-
lisis de la evolucion de la forma del espacio reciproco cuando una
distribucidén lineal regular se transforma en una distribucdn plana
periddica y una distribucidén espacial periddica. Cdlculo del nimero
de pares difractantes en una cadena lineal, en una red plana y en
una red esypacial,

2, Teoria general de difracciodn por un cuerpo de aestructura arbitraria

Expresidn ds la intensidad por un objeto homogéneo e infinito.
Funcion de distribucion. Caso finito. Propiedades de la funoion
de forma y de su transformada de Fourier. Formula de Debye para
centros difusores discretos de distribucidn arbitraria. Funcidn
distribucion para matoriales amorfos.
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3. Red reciproca de una red cristalina

Construccion de la red reciproca de un cristal perfecto en funciodn de
una distribucidén infinita de funciones de Direc. Caso de una red per—
fecta finita., Factor de estructura de una red perfecta., Espacio reci-
proco de un cristal finito y pequerno.

4. Teoria general de difraccion por cristales reales
Clasificacion de defectos, Concepto de red directa promedio y del factor
de estructura promedio. Expresion general de la intensidad difractada por
una red finita de atomos con defectos estructurales que no alteran al orden
de largo alcance, Intensidad difusa producida por defectos en cristales
reales, concepto ds la funcién . Caso arménico. “xpresidn de la distrie
bucidn de intensidades para defectos de desplazamiento y de sustitucidn.
Forma general de diferenciarlos.

5¢ Dafectos de sustitucidn
Caloulo de la funcidn P para una estructura ordenada AB, AAB y AABB, Ob-
tencion del factor de orden de corto alcance » Zxpresion de la intensidad
difusa I_ para una estructura con orden ds corto alcance, Localizacion
de los maximos difusos en el espacio reciproco de la matriz promedio.
Diferencia con ol caso de segregacion de dtomos B en una matriz A.

6., Dofectos de desplazamiento
Analisis elemental de la funcién P para ondas térmicas, Defectos planos
en general, expresion de la intansTdad correspondiente, Conepto de error
de apelamiento, CUblencidn de la distribucidn de intensidades para un
apilamiento con errores de desplazamiento lateral al azar. Analisis de
la distribucidn de intensidades en un apilamiento compacto arbitrario
formado por redes planas hexagonales, Caso de una estructura hexagonal
con defectos de apilamiento., Caso de una astructura fce.

PRACTICAS
Incluye problemas y practicas de laboratorio

1, Diagramas de polvos con la camara de Dsybe-icherrer y con difractometro
Identificacion de linvas,

2, Indexacion de diagramas de Lave.

3. Problemas sobre defectos planos de sustitucidn y de ordenamiento a largo
alcance.

REVISION

Naturaleza y propiedades de los Rayos X; Absorcidn, Dispersidn coherents
@ incoherente,
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Parte B

TEORIA

1)

2)

3)

4)

5)

Microscopio electrdnico.

Diserio bdsico de un microscopio electrdnico. Formacidn de imdgenes y
contraste. Area selecta de difraccidn. Resolucidn.

Teorfa cinética de la difraccidn de electrones.

Longitud de onda de los electrones. Difraccidn de slectrones en un
cristal perfecto, Distancia de extincidn. fifecto de las imperfecoionas,
Befraccion, Amplitud difractada por unm cristal distorcionado.

Diagrama de difraccidn

Construccion de la red reciproca. Indexado de diagramas. Zonas de Laue,
Doble difraccion., Linsa de Kikuchi. Exactitud de los diagramas de di-
fraccion., Informacidn cristalogrdfica obtenida de la estructura fina

de los diagramas, #fectos de la geometria., Difraccidn de cristales
maclados,

Teoria cinematica del contraste

Campo claro. Campo oscuro. Hfecto de dos haces, Contraste de ocristales
imperfectos.

Teoria dinamica del contraste.

Desarrollo de la teoria dindmica en cristales pertfectos. Solucidn de dos
haces para cristales perfectos. Solucion de dos haces para cristales no
perfectos. Fallas de apilamiento., Determinacidn de las caracteristicas,
Discusion del contraste de fallas de apilamiento, Aplicacion de la

teoria dindmica a cristales con dislocaciones. Imagen de dislocaciones de
borde y de hélice, Determinacidén del vector de durgers,

6) Microscopia electrdnica de barrido y microanalisis de alta resolucidn.

Caracteristicas del microscopio electronico de barrido. Formacidn de
imagenes, Microandlisis de particulas.,

PRACTICAS

Incluye la resolucidn de problemas y trabajos de laboratorio.

1)

2)

3)

Preparacion de muestras metdlicas para ser observadas por microscopia
electronica de transmisiodn,

Observacidn e interpretacidn de imigenes y diagramas de difraccidn de
electrones,

Observacion e interpretacidn de imidgenss en microscopia electrdnica de
barrido. Microandlisis de particulas.
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